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摘要(译)

检测变时能力不佳包括包括使用处理器基于用户的活动水平的估计来确
定用户的基线心脏健康测量，使用处理器通过从传感器确定的确认因子
来验证用户的活动水平的估计。数据并使用处理器根据传感器数据为用
户确定心脏健康状况。处理器可以基于对用户的心脏健康测量值与基线
心脏健康测量值的比较，来向用户提供指示用户变时能力不足的信号。
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